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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-4: Exigences particuliéeres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction pour
les dispositifs de surveillance d’isolation en accord avec la CEl 61557-8
et pour les équipements de localisation de défaut d’isolation
en accord avec la CEl 61557-9

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de n.rmalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de iicmclisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activii's — pchlie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Sgcific. tions accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leu~AlaL >r-tion est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par i. suje traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en .'aisun avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation !nternaticnale de Normalisation (1ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questior.s teci.niques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, é*ant « onn¢ que les Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de re :omiaandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous ‘es effoics raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses pul'icat ons; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité international. . les.Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon trant.arente ies Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergenc>s =2nuec toutes Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes-uc’ent 3tre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEl n’a prévu aucune procédur= « - marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déc'ares conformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'asciirer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne coit - etre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris s2s xpe.ts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pou. tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque ..~turc que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dé-enses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publicatior. 4e'1a CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention es” a tirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
références « st ob.‘gatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention (st adirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'obje’ de druits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
respor.sable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

v 14 Norme internationale CEIl 61326-2-4 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
sy.témes, du comité d’études 65 de la CEl: Mesure et commande dans les processus
I dustriels.

La série CEl 61326 annule et remplace la CEl 61326:2002 et constitue une révision technique.
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1)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-4: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for insulation
monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment
for insulation fault location according to IEC 61557-9

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standai lization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IET is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical:-ana ' ctronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Te ~hnice' Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (herea*er 1eferred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any {=C N tionar Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Interne. iona governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepara ‘'un. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in ac~orc ance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters ex ress. asv nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each techni al rommittee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for ‘..\lernctional use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts ¢ re made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsibic. fur the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, I=C Naticnal Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible 1. heir national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresno..7i1.g national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure o n.*_Cate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conform ‘y w *h an IEC Publication.

All users should ensure that thev he e the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IE® <~r i’s directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical ~>mn.**~es and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any natu:e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising ou. o: the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is dr=vn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab!= for ‘he correct application of this publication.

Attention 1. dre vn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. |\EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Intariaticnal Standard IEC 61326-2-4 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspets, ¢f IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The |IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical
revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/473/FDIS 65A/478/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente partie de la CEIl 61326 doit étre utilisée en conjonction avec la CEl 61226-" et
elle suit le méme systéme de numérotation des articles, paragraphes, tableaux et figure. qu>
cette derniére.

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel éic <trique de
mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives & la CEM

Partie 1: Exigences générales

Partie 2-1: Exigences particulieres — Configurations d’essai, conditiori> e fonctionnement
et criteres d’aptitude a la fonction pour les matér..Is essai et de mesure
sensibles non protégés contre la CEM

Partie 2-2: Exigences particuliéeres — Configurations d’essui, conditions de fonctionnement
et critéeres d’aptitude a la fonction des matéricls | ortatifs d’essai, de mesure et
de surveillance utilisés dans des systémes d» dis tribution basse tension

Partie 2-3: Exigences particulieres — Configurationo d ¢ssai, conditions de fonctionnement
et criteres d’aptitude a la fonction prur lec transducteurs avec conditionnement
de signal intégré ou a distance

Partie 2-4: Exigences particulieres — Configurations d’essai, conditions de fonctionnement
et critéres d’aptitude a la forction pour les dispositifs de surveillance d’isolation
en accord avec la CEI 61557-8 ¢ pour les équipements de localisation de défaut

d’isolation en accord avze 'a CE1 61557-9

Partie 2-5: Exigences particuliei=s - Zonfigurations d’essai, conditions de fonctionnement
et criteres d’aptitucs a la fonction pour les dispositifs en exploitation avec des
interfaces conforin=s a la CEl 61784-1, CP 3/2

Partie 2-6: Exigences pa ticul'éres — Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)

Partie 3-1: Exigences ."immunité pour les matériels effectuant ou prévus pour exécuter des
fonctionis =n relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) — Applications
industrinlles générales

Le comité a décii'é que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenanc= 1.diquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données rela.'ves a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconuite;
¢ sunprinée;

.emplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/473/FDIS 65A/478/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part of IEC 61326 is to be used in conjunction with IEC 61326-1 and follows th~» scme
numbering of clauses, subclauses, tables and figures as that standard.

IEC 61326 consists of the following parts, under the general title Electrical € uip.ment for
measurement, control and laboratory use — EMC requirements:

Part 1:

Part 2-1:

Part 2-2:

Part 2-3:

Part 2-4:

Part 2-5:

Part 2-6:
Part 3-1:

General requirements

Particular requirements — Test configurations, operationa’ conaditions and
performance criteria for sensitive test and measurem~nt ~cuipment for EMC
unprotected applications

Particular requirements — Test configurations,  operational conditions and
performance criteria for portable test, measuring a>d monitoring equipment used
in low-voltage distribution systems

Particular requirements — Test corfigurauor, operational conditions and
performance criteria for transducers with 1.>2teg-ated or remote signal conditioning

Particular requirements — Test ccnfigurations, operational conditions and
performance criteria for insulation moi.**2ring devices according to IEC 61557-8
and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9

Particular requirements — “7"as® configurations, operational conditions and
performance criteria for fiela de rices with interfaces according to IEC 61784-1, CP
3/2

Particular requirements — 11, vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Immunity requireri.2ms for equipment performing or intended to perform safety-
related functiors (‘unciional safety) — General industrial applications

The committee has dec'ded that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance resc 't"date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data relateu ‘o the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfin:eaq,

* withidrawn;

* .rep'aved by a revised edition, or
< anenced.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-4: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction pour
les dispositifs de surveillance d’isolation en accord avec la CEIl 61557-8
et pour les équipements de localisation de défaut d’isolation
en accord avec la CEl 61557-9

1 Domaine d’application
L’Article 1 de la CElI 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui suit:
Addition:

La présente partie de la CEI 61326 spécifie plus en détail que la CEI'61326-1, les
configurations d’essai, les conditions de fonctionnement et les cricdres 'aptitude a la fonction
pour les équipements pour

— la surveillance de I'isolation en accord avec la CElI 61557 8;

— la localisation des fautes d’isolation en accord avec la/CEl 6 :557-9.

Elle s’applique aux dispositifs de surveillance de I'isc'aticn et aux systémes de localisation de
fautes d’isolation permanents ou semi-permanents-coni.2ctés au systéme de distribution.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du'dov:'rient de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

L’Article 2 de la CEI 61326 1 ect applicable a I’exception de ce qui suit:
Addition:

CEI 61000-4-2--Compa.'bilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai et de
mesure —Es_aji a.mmunité aux décharges électrostatiques

CEI 61C00-4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de
masura - Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radinélec.riques

CEI61000-4-4: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai et de
mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-6: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-4: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for insulation
monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment
for insulation fault location according to IEC 61557-9

1 Scope
Clause 1 of IEC 61326-1 applies except as follows:
Addition:

This part of IEC 61326 specifies more detailed test configurations, or=raional conditions and
performance criteria than IEC 61326-1 for equipment for

— insulation monitoring according to IEC 61557-8;
— insulation fault location according to IEC 61557-9.

This applies to insulation monitoring devices <anc. nh.culation fault location systems
permanently or semi-permanently connected to the dis'ribition system.

2 Normative references

The following referenced documents are indGi: pensable for the application of this document.
For dated references, only the editior"ctedu applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (includin_*‘an; amendments) applies.

Clause 2 of IEC 61326-1 applics, »xcept as follows:
Addition:

IEC 61000-4-2: Ele. troroagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement
techniques — Electros. «tic discharge immunity test

IEC 61000-1-3. Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement
techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC. 61uC)-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement
tcchniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement
techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement
techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
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CEI 61000-4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEI 61000-4-11: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d'essai et
de mesure — Essais d’immunité aux creux de tension, coupures breves et variations de
tension

CEI 61326-1:2005, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire -
Exigences relatives a la CEM — Partie 1: Exigences générales

CEI 61557-8, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 C00 V
c.a. et 1500 V c.c. — Dispositifs de contrdle, de mesure ou de surveillance de mesires de
protection — Partie 8: Contréleurs d’isolement pour réseaux IT

CEI 61557-9, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tensior. de *.000 V
c.a. et 1500 V c.c. — Dispositifs de controle, de mesure ou de surveillance de msures de
protection — Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d’isolement pour ré:eaux IT

CISPR 11:Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréqu=ancc rac./oélectrique —
Caractéristiques de perturbations électromagnétiques — Limites et mZ:hod~5 de mesure
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IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement
techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61326-1:2005, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 1: General requirements

IEC 61557-8, Electrical safety in low-voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and
1500V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures —
Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61557-9, Electrical safety in low-voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and
1000V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures —
Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

CISPR 11: Industrial, scientific and medical (ISM) Radio-frequency equipment — Electro-
magnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement





